UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

uAM Zastepca Kanclerza ds. logistyczno-administracyjnych

ZP3/7162

WYKONAWCY

ubiegajacy sie o zamoéwienie

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego na dostawg mobilnego
systemu pomiarowego typu SLAM+ GNSS RTK

o ) . i
WYJASNIENIA TRESCI SWZ |

Zamawiajacy, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dzialajagc na
podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z pézn. zm.), udostepnia ponizej tre$¢ zapytan do

Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyja$nieniami:

Pytanie nr 1.

W OPZ wskazano wymag:

»Mozliwos¢ rejestrowania wielu odbié: nie mniej niz 3”.

Czy Zamawiajacy dopusci system skanowania laserowego rejestrujacy 2 odbicia (dual return),
przy zachowaniu wszystkich pozostalych parametréw technicznych, w tym zasiggu, doktadnosci
wzglednej oraz doktadno$ci pozycjonowania po przetworzeniu danych?

Pragniemy wskazaé, ze w praktyce pomiarowej systemy 2-odbiciowe sa powszechnie stosowane
w mobilnym skaningu SLAM i pozwalaja na skuteczne pozyskiwanie danych zaré6wno w terenie
zurbanizowanym, jak i cze$ciowo zalesionym. W wielu zastosowaniach inzynieryjnych réznica
pomiedzy 2 a 3 odbiciami nie wplywa istotnie na koficowa jako$¢ opracowania.

Odpowiedz: Nie. Zamawiajacy podtrzymuje zapis SWZ. Z uwagi na specyfike¢ planowanych
badan oraz koniecznos¢ zapewnienia mozliwie pelnej rejestracji obiektéw w
zréznicowanych warunkach terenowych wymagane jest rejestrowanie co najmniej trzech
odbic.

Pytanie nr 2
W OPZ wskazano wymagania:
e doktadnos$¢ pozioma < 3 cm
o dokladno$éé pionowa < 5 cm (przy dostepnosci poprawek RTK)
Zwracamy uwage, ze doktadno$¢ GNSS RTK jest parametrem zaleznym od wielu czynnikéw
$rodowiskowych, takich jak:
o dostepno$c¢ i geometria satelitéw,



iy

warunki terenowe (zabudowa, zadrzewienie),
wielodroznos$¢ sygnatu (multipath),
odleglo$¢ od stacji referencyjnej,

o jako$¢ transmisji poprawek.

W zwigzku z powyzszym prosimy o doprecyzowanie:

1. Czy Zamawiajacy uzna za spelniajagce wymagania urzadzenie, ktérego producent
deklaruje doktadnoéé RTK na poziomie do 5cm(H)/do 5cm(V)? Majac $wiadomo$¢ tego,
7e w otwartym terenie przy dobrej jako$ci poprawki, dokladnosci te beda zblizone do
wartoéci 2cm(H) oraz 3cm (v)?

Podkreélamy, ze pojecie ,doktadnosci RTK” ma charakter wzgledny i zawsze odnosi si¢ do
okreélonych warunkéw pomiarowych, a nie stanowi wartosci bezwzglednej gwarantowanej w
kazdych warunkach terenowych.

Odpowiedz: Nie. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ. Wymagane parametry dokladnosci
okreslone w OPZ wynikaja z potrzeb planowanych zastosowan badawczych oraz
koniecznosci zapewnienia odpowiedniej jako$ci danych pomiarowych. W zwigzku z tym
Zamawiajacy nie dopuszcza urzadzen, dla ktérych producent deklaruje doktadnos¢ RTK na
poziomie do 5 cm (H) / do 5 cm (V).

Zamawiajgcy informuje, Ze zmienit:
1. termin sktadania ofert z 6 marca 2026 r godz. 10.00 na 11 marca 2026 r godz. 10.00
2. termin otwarcia ofert z 6 marca 2026 r godz. 10.10 na 11 marca 2026 r godz. 10.10
3. termin zwigzania oferta z 4 kwietnia 2026 na 9 kwietnia 2026 r.
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